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2001 begann Kasper Haak seine Karriere im Patentbereich, nachdem er eine Reihe von
Forschungsaktivitäten bei einem Hersteller von Druckersystemen durchgeführt hatte.

Seine patentbezogenen Spezialgebiete liegen vornehmlich in den Bereichen Radar- und
Bildtechnik, Plasmatechnologie, elektrische und elektronische Systeme, Computersysteme
und Systeme für Telekommunikationsnetzwerke, medizinische Systeme, Mechatronik und
Landwirtschaftsmaschinen.

Kasper Haak beschäftigt sich mit der Ausarbeitung und Erteilung von Patentanmeldungen, Beratung und
Verletzungsverfahren. Zu seinen Kunden zählen multinationale Konzerne, wissenschaftliche Institute,
mittelständische und kleine Unternehmen.

Als Tutor an der SBO und CEIPI betreut Kasper Haak zukünftige Patentanwälte bei ihren Vorbereitungen auf die
niederländische Patentanwaltsprüfung und auf die Europäische Eignungsprüfung.

Berufserfahrung
Patentanwalt, V.O. (2001-heute)
Océ Research und Development, jetzt Canon (1999-2001)

Ausbildung
PhD in Electrotechnik, Technische Universität Delft (1999)
Msc in Electrotechnik, Technische Universität Delft (1993)
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Ehrenamtliche berufliche Tätigkeiten
Drei-Tages-Kurs “How to draft a European patent application” chinesischen Patentanwaltskanzlei (2008),
Peking
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